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摘要(译)

一种用于从受外部磁场影响的时间分辨光信号中阐明光反应性化合物的
反应动力学的装置和方法。该装置包括用于在感兴趣区域（ROI）施加磁
场的线圈或磁体。该装置还包括用于用探测光束照射ROI的光或激光。光
纤收集探测光束发出的光;并且计算机分析收集的光。
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